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1 Alle 3 Produkte der Produktfamilie

Konkaver, mehrlagiger EUV/XUV-Attosekunden-Spiegel, 25,4 mm Durchmesser x 250 mm
EFL, 19 nm (65 eV), 5°

Mehr Produkte von UltraFast Innovations (UR

UltraFast Innovations (UFI) EUV/XUV Attosecond Multilayer Mrrors

Produkt #16-766 2 In Stock

O 1 ®) eam”

+ WARENKORB

Mengenrabatte
Stk. 1+ €2.271,15 stlickpreis
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Typ:
Concave Mrror

Mbgliche Pulsdauer:
330 attoseconds

Modellnummer:
XUVE5BW6

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
25.40+0.13
Riickseite:
Commercial Polish
Freie Apertur (%):
80
Kanten:
Fine Ground
Oberflachenrauheit (Angstrom):
<1
Randdicke ET (mm):
6.35+0.20

Optische Eigenschaften

Substrat: ||
Fused Silica (Comning 7980)
Beschichtungsspezifikation:
Rs >38% @ 65eV/I19nm
Beschichtung:

EUV Multilayer (19nm)

Einfallswinkel (°):

5
Designwellenldnge DWL (nm):
19
Effektive Brennweite EFL (mm):
250.00
Kriimmungsradius (mm):
500.00
Radius Ry (mm):
500.00
Unregelmagigkeit (P-V) @ 632,8 nm:
N10
Reflexion bei Designwellenlénge DWL (%9:
>38

Elektronische Spezifikationen

Zentralenergie (eV):
65 +2

Bandbreite (eV):

Konformitat mit Standards

RoHS 2015:

Konform
Konformititszertifikat:

Anzeigen
Reach 235:

Konform

PRODUKTDETAILS

Entwickelt fur Pulse mit 330 Attosekunden @65 eV (19 nm)

¢ Mehrlagige Beschichtung mit 38% Spitzenreflexion

o Superpolierte Substrate mit <1 A (Angstrém) Oberflachenrauheit

e EUV-Planspiegel und spharische EUV-Spiegel fur 13,5 nm sind ebenfalls verfugbar

e Lagernd

e Keine Mindestbestellmenge und kein Mindestbestellwert

Mehrlagige EUV/XUV-Attosekunden-Spiegel von UltraFast Innovations (UFI) fiir das extreme Ultraviolett sind fiir die Lenkung, Fokussierung und Formung von Attosekunden-Pulsen entwickelt worden. Die mehrlagige
Beschichtung ist bei 65 eV (19 nm) zentriert und hat eine Bandbreite von 6 eV (1,8 nm). Sie bietet eine Spitzenreflexion von 38% fiir s-polarisiertes Licht. Die Spiegel kénnen fiir EUV-Pulse mit einer zeitlichen Dauer von 330
Attosekunden eingesetzt werden. Mehrlagige EUVIXUV-Attosekunden-Spiegel sind ideal fir die Erzeugung und Formung von Attosekunden-Pulsen basierend auf High Harmonic Generation (HHG), Freien-Elektronen-Lasern
(FELs) oder anderen quantenoptischen Anwendungen.

Die atomare Prazsion der lonenstrahlbeschichtung flihrt zu atomar glatten Beschichtungslagen. Die Spiegel erméglichen eine préazise Kontrolle von Wellenldnge und spekiraler Phase mit hoher Effizienzfir einen wachsenden
Anwendungsbereich. Die Attosekunden-Wissenschaften setzen neue MaRstabe fir Ultrakurzpulslaser und ermdglichen Zugang zu den grundlegendsten wissenschaftlichen Prozessen wie der Bewegung von Elektronen. EUV-
Spiegel werden auch als XUV-Spiegel oder Spiegel fiir weiche Rontgenstrahlen bezeichnet. Das physikalische Prinzip hinter den mehrlagigen EUV-Attosekunden-Spiegeln ist die Interferenz von reflektierter und gestreuter EUV-
Strahlung von jeder Oberflache der einzelnen Lagen. Es sind flache und konkave Spiegel mit 25,4 mm Durchmesser verfligbar. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie fiir lhre Anwendung einen mehrlagigen Spiegel mit
kundenspezfischer Zentralenergie, Bandbreite oder anderer Spezfikation benétigen.
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TECHNISCHE INFORMATIONEN

EUV Attosecond Multilayer Mirrors
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EUV Attosecond Multilayer Mirrors
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SPEZIELLE HANDHABUNG

Diese Optiken erfordern eine spezelle Behandlung, um Schaden zu vermeiden und eine lange Lebensdauer zu garantieren. Eine korrekte Handhabung, Reinigung und
Lagerung sind fiir die optische Qualitat exrem wichtig. In unserem Wissens-Zentrum finden Sie eine Schritt-fiir-Schritt-Anleitung zur Optikreinigung und Erkldrungen zu
bewahrten Verfahren. Wenn Sie weitere Unterstiitzung benétigen, senden Sie uns gerne jederzeit eine E-Mail oder chatten Sie mit unserem technischen Support.

Werkzeuge zur Handhabung von Komponenten

KOMPATIBLE HALTERUNGEN
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